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Testmethodik und —werkzeuge flr eine systematische
Qualitatssicherung eingebetteter Fahrzeugsysteme

Berlin, 23. September 2010

TEMEA Workshop 2010

Testmethodik und —werkzeuge fur eine systematische Qualitatssicherung eingebetteter Fahrzeugsysteme

Die systematische Qualitatssicherung vernetzter Fahrzeugsysteme stellt
eine Reihe neuer Herausforderungen an die Prufer und Prifsysteme, die
in ihrer Kombination bisher einzigartig sind. Neben der Qualitatssicherung
verteilter sensorbasierter Steuer- und Regelsysteme mussen inzwischen
vermehrt Kommunikationseigenschaften und —protokolle getestet wer-
den. Um bei gleichbleibender Qualitat den durch steigenden Technologie-
einsatz wachsenden Entwicklungsanspriichen gerecht zu werden, bedarf
es angemessener Entwicklungs- und Testwerkzeuge, die eine weitgehen-
de Automatisierung des Testbetriebs zulassen.

Der TEMEA Workshop 2010 bietet ein Forum zur Diskussion innovativer
Methoden, Techniken und Werkzeuge zum Test softwareintensiver Steu-
ergerate in der Automobilindustrie. Experten aus Industrie und Forschung
prasentieren und diskutieren ihre Losungen zu den Schwerpunktthemen
Testautomatisierung, Standardisierung und AUTOSAR. Die Beitrage wer-
den erganzt durch Forschungsergebnisse des TEMEA Projekts, das ba-
sierend auf der standardisierten Testbeschreibungssprache TTCN-3 eine
umfassende und standardisierbare Testtechnologie flr eingebettete Echt-

zeitsysteme entwickelt hat.
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Registrierung

BegrlfSung und einleitende Worte
Ina Schieferdecker, Fraunhofer FOKUS

Keynote: Test Automation for Embedded Real-Time Systems -
Foundations and Applications in the Automotive, Avionic and Railway Domains
Jan Peleska, Verified Systems International GmbH

Testen mit TTCN-3 embedded
Jirgen Grofimann, Fraunhofer FOKUS

ASAM ATX, ein Standard fir den Austausch von Testbeschreibungen
Herbert Klein, XI-Works

AUTOSAR Testmethodik
Adrian Kope, conceptQ

Testing the Conformance of AUTOSAR Software-Components
Stefaan Sonck Thiebaut, OpenSynergy GmbH

Systematische Qualitatssicherung von Testspezifikation
Philip Makedonski, Universitat Gottingen

Simulation von AUTOSAR-Softwarekomponenten und -Steuergeraten
Anne Geburzi, dSPACE GmbH

Vom MIL zum HIL, Demonstration der TEMEA Ergebnisse
Aimo Goldberg, conceptQ

Der Workshop wird unterstutzt durch den TEMEA Beirat.
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TEMEA Workshop —

Test eingebetteter Steuergerate-Software der
Automobilindustrie

Erweitern Sie Ihr Netzwerk und treten Sie

direkt mit Experten der Branche in Kontakt!

Fur die Teilnahme am TEMEA Workshop ist eine
Registrierung notwendig, die durch Ricksendung
des ausgeflllten Anmeldeformulars erfolgt, das
Sie auf der offiziellen Seite im Internet als PDF
herunterladen kénnen.
www.temea.org/index.php/workshop2010

Veranstaltungsort
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FOKUS Kaiserin-Augusta-Allee 31
10589 Berlin

Kontakt

Jirgen GrofSmann
juergen.grossmann@fokus.fraunhofer.de
+49(0)30.34 63 7390
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Entwicklung (EFRE).
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Anmeldung ((@

TEMEA Workshop 2010

Testmethodik und —werkzeuge fir eine systematische Qualitatssicherung eingebetteter Fahrzeugsysteme

23. September 2010, Fraunhofer FOKUS, Kaiserin-Augusta-Allee 31, 10598 Berlin

Bitte senden Sie das ausgefillte Anmeldeformular bis zum 17.09.2010 an:

Testing Technologies IST GmbH
Michaelkirchstr. 17/18

10179 Berlin oder faxen siean: 030/ 726 19 19 20

Anrede C Herr C Frau

Vorname Name

Firma

Position

StraBe Nr.

PLZ Ort

Telefon Email

Teilnahmegebiihren:
(150,00 EUR regularer Beitrag*

(C Beitragsbefreiung als Beiratsmitglied oder Vortragender

* Bezahlung ist nur mit Kreditkarte méglich.
Bitte fullen Sie das Kreditkartenformular aus und schicken Sie es zusammen mit lhrer Anmeldung an uns zurick.
Sie erhalten dann in Kirze eine schriftliche Bestatigung und die Rechnung.

Hinweis auf Stornierung und Folgen

Die Anmeldung ist verbindlich. Sie kann bis zum 17.09.2010 kostenfrei storniert werden. Bei einer spateren
Stornierung behalten wir uns vor, 30% der Teilnahmegebihr zu berechnen. Die Stornierung muss schriftlich per Brief,
Fax oder Email erfolgen.

Bei Fragen zum Workshop wenden Sie sich bitte an:

Jargen GroBmann, Fraunhofer FOKUS Tel: 030-3463-7390
Kaiserin-Augusta-Allee 31, 10589 Berlin Email: juergen.grossmann@fokus.fraunhofer.de
Datum Unterschrift

Jegliche Informationen in diesem Dokument werden vertraulich behandelt.
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Kreditkartenformular

@

Bitte schicken Sie das vollstandig ausgefulite Formular an:

Testing Technologies IST GmbH
MichaelkirchstraBe 17/18

10179 Berlin

oder faxen Siean: 030/ 726 19 19 20

Achtung: ANMELDUNGEN PER EMAIL KONNEN NICHT AKZEPTIERT WERDEN!

Angaben zum Kunden

Firmenname
Vorname
Rechnungsadresse
PLZ / Ort

Land

Telefon

Email

Nachname

Fax

Angaben zur Kreditkarte

Hiermit ermachtige ich die Firma Testing Technologies IST GmbH, die Kosten fir die Teilnahme am TEMEA Workshop in
Hohe von 150,00 € von meiner Kreditkarte abzubuchen.

Kreditkarte

Kartennummer

Karteninhaber

Gultigkeitsdatum

CVV2 oder CVC2*

(" Visa (" MasterCard

Adresse

(falls abweichend)

PLZ / Stadt

Land

Datum

Unterschrift

Jegliche Informationen in diesem Dokument werden vertraulich behandelt.
*Visa (CVV2), MasterCard (CVC2): Bitte geben Sie hier die dreistellige Nummer zu finden auf der Riickseite Ihrer Kreditkarte an.





